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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Systemy dynamiczne

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Dynamic systems

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Informatyka

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogoblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

stacjonarne

Specjalnos¢

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Systeméw Sterowania i Zarzagdzania

Koordynator modutu

Dr hab. inz. Stefanski Tadeusz

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przed-
miotéw

przedmiot kierunkowy

Status modutu

obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

semestr

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr zimowy

Wymagania wstepne

Analiza matematyczna i algebra; Matematyka
dyskretna; Podstawy elektroniki; Miernictwo

cyfrowe

Egzamin nie
Liczba punktéw ECTS 3
F_orma} p'rowadze— wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne
nia zaje¢

Wyktad Laborat.
w semestrze

154. 1549.
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Cel Celem modutu jest zapoznanie studenta z teoretycznymi podstawami ciggtych i dyskretnych
modutu | uktadéw dynamicznych, z opisem matematycznym i analizg tych uktadéw.
Symbol ) Fv(a;r;];emg' odnies’ieni(? do odniesi’enie do
efektu Efekty ksztalcenia zajé efektow kie- efektow ob-
(W/&/plinne) runkowych szarowych
Ma wiedze z zakresu podstaw teoretycznych cig- | W/ K_W05
w 01 | gtych i dyskretnych uktadéw dynamicznych. T1A W02
Ma wiedze z zakresu opisu matematycznego cig- | W/ K_WO05
w_02 | gtych i dyskretnych uktadéw dynamicznych T1A W02
Ma wiedze z zakresu metod badania stabilnosci | W/ K_WO05
w_03 | ciggtych i dyskretnych uktadéw dynamicznych T1A W02
Potrafi analizowa¢ zjawiska zachodzgce w uktadach | W/l K_U07
dynamicznych, opisywac je zaleznosciami matema-
tycznymi, wyznaczac¢ przebiegi czasowe podstawo-
wych wielkosci tych uktadéw, dokonaé stosownych
U 01 | obliczenh. T1A UQ09
Potrafi zastosowaé¢ odpowiednie metody analityczne | W/I K_U07
i symulacyjne do rozwigzania problemu analizy
uktadow dynamicznych, analizowa¢ wyniki i wycig-
U 02 | gac odpowiednie wnioskKi T1A U08
Ma swiadomos¢ wptywu rozwigzan technicznych na | W/l K_K02
Srodowisko i rozumie pozatechniczne aspekty i
K 01 | skutki tych dziatan. T1A-K02
Ma swiadomos¢ szybkiego postepu wiedzy z zakre- | W/I K_KO01
su metod i technik analizy teoretycznej i symulacyj-
nej, a takze rozumie koniecznosci ciggtego do-
K_02 |ksztafcanie sie T1A-K01
Tresci ksztalcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
':;avéﬁ_ Tresci ksztalcenia ::zgf:;g;’;
dla modutu
1. Podstawy teoretyczne ciggtych uktadéw dynamicznych. \l/JV_gll
2. Podstawy teoretyczne dyskretnych uktadéw dynamicznych. \L/JV_é)ll
3. Metody opisu ciggtych i dyskretnych uktadéw liniowych (réwnania rézniczkowe | W_02
i réznicowe). u_02
4. Metody opisu ciggtych i dyskretnych ukfadéw liniowych (transmitancje, réwna- | W_02
nia stanu). u_02
5. Metody analizy ciggtych i dyskretnych uktadéw liniowych (charakterystyki cza- | W_02
sowe i czestotliwosciowe). u_02
6. Stabilnos¢ liniowych uktadéw dynamicznych. \L/JV_(?;
7. Praktyczne zastosowania opisu dynamiki systemow w_gg
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8. Zaliczenie

§|§|§
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2. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

QOdniesienie
er ;ﬁ’ec Tresci ksztalcenia I((i:z?;f:;g;’;
dla modutu

Wprowadzenie. w_01
u_o1

Charakterystyki czasowe. \L/Jv_gzz

Charakterystyki czestotliwosciowe — cz. 1. \l/JV_gzz

Charakterystyki czestotliwosciowe — cz. 2. \l/JV_gzz

Analiza obiektu dynamicznego. \L/JV_SZZ

Ptaszczyzna fazowa. \L/JV_(?ZZ

N o g M W NP

Serwomechanizm liniowy. w_gg
U 02

8. Zaliczenie W_01
W_02
W_03
u_01
u_02

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w_gé Test 1 — zaliczenie éwiczen laboratoryjnych

W_03

U 01

U 02

W_01 | Test 2 — zaliczenie wyktadu

W_02

W_03

U 01

U 02

K_01

K_02
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Naktad pracy studenta
Bilans punktéw ECTS
. L obcigzenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 15g.
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 15¢.
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 10 g.
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 |Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- | 40
demickiego (suma)
10 |Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje na zajeciach wymagaja-
cych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,6
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 54.
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwidw 10 g.
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 54.
15 | Wykonanie sprawozdan 10 g.
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium 5
17 | wykonanie projektu lub dokumentagcji
18 | Przygotowanie do zaliczenia 50.
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (3su5ma)
21 |Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 1.4
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obciazenie praca studenta | 75 ¢.
23 Punkty ECTS za modut 3
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 45
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o charakte-
rze praktycznym 1,8

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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